Analyza portali Sede literatury z hlediska z#azeni
patenti do typologie dokumenti NUSL

Vychozi situace a cil analyzy

Mezi dokumenty Sedé literatury jsou zahrnovany feptové dokumenty a normy. Tyto
dokumenty vSak jsou standagdrukladany a zfstupiovany jinymi specializovanymi
datab&zemi. ¥ sestavovani typologie i metadatového formatu NW$lo nutné rozhodnout,
zda maji byt patentové dokumentiegpokladanym typem dokumentu v Digitalni knih&vn
Sedé literatury a zda ma byt tomuto tygnevana zvIlastni @é.

Zadani

1. Vyhledani referetnich databazi projektu Digitalni knihovna Sedérditery pro analyzu,
zda obsahuji téZz patentové dokumenty a maji spéocighledavaci pole pro vyhledani
patentu.

2. Zjistit, jestli vybrané portaly Sedé literatury mamodulech pro vyhledavani pole, ktera
souvisi s patentem, resp. patentovéhlaSkou?

3. Jestlize portaly maji specialni pole pro vyhledayzatent, ktera konkrététo jsou.

4. V ptipac, Ze portal nema zadna specialni pole pro vyhletgvatend, |ze na portalech
patenty nebo cokoliv co s nimi souvisi vyhledat?

Analyzovany byly tyto portaly Sedé literatury:

ArXiv.org e-Print archive

Directory of Open Access Journals (DOAJ)

La Documentation Francaise

DRIVER

The EASY (Electronic Archiving System)

E-PRINT Network

GPO Access - A service of the U.S. Government iagnDffice

Portal NARCIS

NTIS Technical Reports (FedWorld)

NCSTRL - Networked Computer Science Technical Refee Library
NTRS: NASA Technical Reports Server

NZDL - The New Zealand Digital Library — Computeri&ce Technical Reports
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Office of Scientific & Technical Information —U. ®epartment of Energy
OpenDOAR
Projekt PUMA (PUblication MAnagement)
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16. Registry of Open Access Repositories (ROAR)
17. Science Links Japan

18. SCIRUS - for scientific information only

19. Portal SOWIPORT (Sozialwissenschaften Portal)

Vysledky analyzy
Kolik portali bylo v analyze celkent9
Kolik jich neobsahuje nic o patentedt
Kolik patenty samotné (pIné textyd:
Kolik patentové pihlasky samotné (plné texty):
Kolik jakoukoliv informaci o patentu8
Druhy informaci o patentech:

* PIné texty paterit

» Patentové phlasky

« Clanky o patentech

* Odkazy na patenty

* Dokumenty o patentech

» Specialni databaze patént
Kolik jich ma specialni vyhledavaci pol2:
Typ vyhledavaciho pole:

* Report-Patent Number

* Vramci portalu NARCIS je patenty mozné prohledavatchto specialnich polich
(Publication, Person, Organisation, Current Resedbata Set)

Vysledek analyzy a posun znalosti v dané problemat ice

Na zaklad analyzy zahrakhich systém Sedé literatury bylo zji§ho, Ze patenty nejsou
souwasti tchto systém a jsou zpistupiovany jinymi sekundarni i plnotextovymi
informasnimi zdroji neZ repozita Sedé literatury, které jsou inspiraci pro projékSL.
Z tohoto divodu byla v prosinci 2008 z navrhu metadatovéhméiu NUSL odstratna pole
majici @gimou vazbu k identifikaci a popisu patentu. Z tétealyzy vyplynulo, Ze jsou
jednoznang casgji, a pro NUSL bude také strodatné, shromatbvany Udaje alancich
o vyzkumu, jehoZz vysledkem byl patent nikoli payesamé.

Pro zgistupréni patentovych databazi bude nadale vyuzivana whotwana Technika
(TECH) - software Metalib. Portal NUSL bude zijemmeSedou literaturu tohoto typu
odkazovat do oboroveé brany Technika (TECH).



Vysledky vyhledavani patent a v jednotlivych systémech Sedé
literatury

Zde jsou zaazeny pouze ty portaly, kde byly nalezeny daké informace o patentech
nebo patenty samotné.

ArXIV.org e Print archive

Portadl neobsahuje Zadna specialni vyhledavaci polesisejici s patenty. Je zde mozné
experimentalni fulltextové vyhledavani. Po zadéastadu na patent do volného hledani byly
vyhledanyc¢lanky o patentech i odkazy na patenty, které sowigyzkumem. PIné texty
patentu tento portal neposkytuje.

http://www.arxiv.org/

NTIS Technical Reports (FedWorld)

Portal neobsahuje Zadna specialni vyhledavaci poleisejici s patenty.iPprohledavani
portalu byly nalezeny pouze dokumenty o patentech.

http://www.fedworld.gov/

NTRS: NASA Technical Reports Server

Tato databaze obsahuje v modulu pro vyhledavaei jpéport-Patent Number®.
Na serveru nejsou uloZzenyimo patenty, ale pouze patentové@sky a jejich plné texty
http://ntrs.nasa.gov/search.jsp

Priklad zaznamu patentoveé pihlasky:

Title: Spectrometer System for Optical Reflectance Measeinés
Author(s): NONE
Abstract: A spectrometer system includes a thermal light s®ufor

illuminating a sample, where the thermal light seuincludes a
filament that emits light when heated. The systesditeonally
includes a spectrograph for measuring a light spectfrom the
sample and an electrical circuit for supplying &ieal current t¢
the filament to heat the filament and for contrajlia resistance
the filament. The electrical circuit includespawer supply the
supplies current to the filament, first electricamponents that
sense a current through the filament, second @attomponent
that sense a voltage drop across the filamentd teiectrica
components that compare a ratio of teased voltage drop and t
sensed current with a predetermined value, andtHoelectrica
components that control the current through thanfént or th
voltage drop across the filament to cause the r&tioequa
substantially the predetermined value.

NASA Center: NASA (non Center Specific)

[2)

Publication Date: 25 Apr 05

Document Source:




Online Source: View PDF File

20080032574
Publication Information Number of Pages = 27

Report Number: PB2007%109195

Document Pater US 2005/0259254: Filed 25 Apr 05
Information:

Contract-Grant-Task |AMRC-DAMD 17-03-1-0005
Number:

A03

Related Information: |Provisional US-Patent-Appl-SN-@865557, filed 26 Apr. 2004; at
Provisional US-Patent-Appl-SN-60-565655, filed 2rA2005

= = e
Keywords: LIGHT SOURCES; OPTICAL MEASUREMENT;
REFLECTANCE; SPECTROMETERS; SPECTROGRAPHS;
PATENT APPLICATIONS;

Accessibility: Unclassified; No Copyright; Unlimited; Publicly alable;
Updated/Added t/2008-09-05
NTRS:

NZDL - The New Zealand Digital Library — Computer S  cience Technical
Reports

Funkce vyhledavani v této digitalni knih@vmeobsahuje Zadné zvlastni pole pro patenty.
Dotazem na patent ve volném vyhledavéani byly nalgjen odkazy na patenty v ramci textu
abstraktu.

http://nzdl.sadl.uleth.ca/cgi-bin/library?a=p&p=aib&c=cstr

Office of Scientific & Technical Information —U. S. Department of Energy

Tento ¥decky portdl pro Sedou literaturu typu technickygbrav ma vlastni databazi
Department of Energy Patents Databaatp://www.osti.gov/doepatents/DEOpatents
obsahuje bibliografické zaznamy paterjejich plné texty, pokud jsou dostupné (ulozené v
PDF souboru) nebo HTML link na patent uloZzeny ¥at# ochrany pateiita obchodnich
znaek U.S (USPTO).

http://www.osti.gov/

OpenDOAR

Sluzba Google’s Custom Search Engine umg v adresé4 OpenDOAR vyhledat
repozitd&e, ve kterych je mozné prohledavat piné texty dodwmiion 0 patentech.
http://www.opendoar.org/



SCIRUS - for scientific information only

Pomoci tohoto komplexniho vyhledavaciho systémuwigdedavat odkazy na piné texty
patenti, nebo instituci, kde Ize plny text ziskat.
http://www.scirus.com/

Portal NARCIS

V rdmci portédlu NARCIS je mozné patenty prohledavaiZze vyjmenovanych polich. Portal
neumo#uje dostat seifimo na pIné texty pateitale jen jejich zaznamy.
http://www.narcis.info/index

Publication
Person
Organisation
Current Research

Data Set
Publication
- patent vyhledan jen v ramci ndzvu nebo abstraktu
Title About 'trivial' software patents: the IsN@tse
Author(s) Bergstra, J. A,

Klint, P.
Date 2005

Summary  So-called

Reference(spoftware engineering;Hardware/Software Protecti@upyrights; Licensing
Patents; Proprietary rights; Trade secrets@@nmental Issues; Censorst
Regulation; Taxation;The computing profession; Gahe

Language en

Type preprint
Publisher CWI
Rights IPR: CWI

Full text http://repos.project.cwi.nl:8080/nl/repository_db/publications/10877
Metadata XML

Source NWO

Addition CWI. Software Engineering [SEN] ; R 0518SN: 1386-369X

Person
- vyhleda lidi, kteéi spolupracovali, podileli se na patentu

Kleter, Mr. M.G.



Expertise
Expertise (EN)

Classificatie

Ondernemersschap, Octrooi,Innovatie

Entrepreneurship, Patent, Innovation

sD42200Bestuurskunde
Wijzig deze gegevens in ddéederlandse Onderzoek Databank (NOD)

Organisation

-organizace, které se zabyvaji patenty

Netherlands Patent Centre

Part of
Address
Postal address
Phone

Fax

URL

Email

Mission

Ministerie van Economische Zaken - EZ

Patentlaan 2, 2288 EE Rijswijk

5820, 2280 HV Rijswijk
+31-70-3986655

+31-70-3900190

http://www.octrooicentrum.nl

info@octrooicentrum.nl

Het leveren van een optimale bijdrage aan het iatelvvermogen in or
land door: een effectieve en professionele uitvoering van
(inter)nationale  octrooiregelgeving, een klantvriendelijke digital
ontsluiting van alle aanwezige kennis op het tarrean de industriél
eigendom, met name m.b.t. octrooiemporlichting te geven en zich
ontwikkelen tot het nationale kennis- en informegigtrum ten behoeve rva
opdrachtgever en doelgroepen

Octrooicentrum Nederland (voorheen Bureau voomdedtriéle Eigendot
BIE) draagt zorg voor de octrooiverlening in Neded en voor d
verspreiding van technische kennis die in de odite@tuur ligt
opgeslagen. De mederkers richten hun dienstverlening op onderner
dienstverlenende instanties, onderzoekers, wetappels, studenten
particuliere uitvinders. Octrooicentrum Nederlaggén agentschap van
Ministerie van Economische Zaken en werd opgeritiB893

PeopleClassification

People(~)

sManagemenbDr. G.A.A.M. Broesterhuize



Classification (=)

:D43000Economics
Update this data in tHeutch Research Database (NOD)

Current research

Project: PATENT study

« Title (NL) PATENT-studie
Period 02 / 2003 - unknown
« Status Current

Related organisations

«SecretariaGroene Hart Ziekenhu

Related people

sProject leadeDrs. K.J. Heerin

Classification

1A70000Public health and health care

:D23220Internal medicine

Update this data in tHeutch Research Database (NOD)

Data Set

Titel Electorial lists, district and patent registe
Auteur(s) unknown

Datum 2007-01-31

Samenvatting Units of observation: Individuals,Rises/Owners.
Trefwoord(en) social history

Bron DANS-KNAW

Persistent Identifieurn:nbn:nl:ui:13-fb8-3g4
Full text windowContext=default
Metadata XML




